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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes oscillatoires

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natjghaux ge_la 1). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questig ) isati dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autr€ i
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux tr
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interpations
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux tiq

deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q
du possible, un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

gntent, dans la mesure
ités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent soys la for i internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications technique 15 te i i
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internatjo ale,

5) La CEIl n’a fixé aucune procg

6) L'attention est attirée sur Ie
I'objet de droit
responsable de R

[documents 77B{141/
77B/291+293/FDIS®e

DIS et 77B/151/RVD] et de son amendement 1 (2000) [documents
77B/298+300/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indiqgue ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-12: Testing and measurement techniques —
Oscillatory waves immunity test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fg

international co-operation on all questions concerning standardization |n the e
this end and in addltlon to other actlvmes the IEC publlshes Internatlonal \

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techndcal matte

3) The documents produced have the form of yeco
of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatio,

5) The IEC provides no marking\procedure to inditate its ap

6) Attention is dra
of patent rights.

It forms section ) 1 o IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in

This consaoli ) of IEC 61000-4-12 is based on the first edition (1995) [documents
77B/141/FDIS and 77B/151/RVD] and its amendment 1 (2000) [documents 77B/291+293/FDIS

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annexes A, B, C and D are for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

« replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne reléx

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'attényatio
Guide d'installation

Partie 9: Divers
Chaque partie e@s '
normes internatio

Ces normes et K bliés dans un ordre chronologique et numérotés en

epy’'sections qui seront publiées soit sous forme de
e rapports techniques.

: iue une norme internationale qui traite des prescriptions en matiere
d'immunitéet deg res d'essai qui s'appliquent aux «ondes oscillatoires».
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the resp€ he product committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guideliq
Installation guidelines
Mitigation methods and

Part 9: Miscellaneous

Each part is furthe( s
standards or as

These standards
accordingly.

hich are to be published either as international

published in chronological order and numbered

This section
procedudes


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/9404ceb4-2d36-4efa-9e4e-dbf9bcbd69cc/iec-61000-4-12-1995

-10 - 61000-4-12 © CEI:1995+A1:2000

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux ondes oscillatoires

1 Domaine d'application

La presente sectlon de la CEI 61000 4 traite des eX|gences en matiere d |mmun|te et des

b) des ondes oscillatoires répétitives amorties se produisant™arincipa

tension et moyenne tension (HT et MT).

NOTE Compte tenu des fréquences considérées da
appareils isolés par l'air.

La présente norme fondamentale a
constituer une référence commune pour |

laborateire des performances d'équipe-
ations résidentielles, commerciales et

— gammes de ux d
— matériel d'essal;

— installation d' al
— procédured

comités de prwts CEI Concernés. Les comités des produits (ou les utilisateurs et fabricants
de matériel) restent r€sponsables du choix approprié des essais et du niveau de sévérité a
appliquer a leur materiel.

Afin de ne pas entraver la tdche de coordination et de normalisation, il est fortement
recommandé aux comités de produits ou aux utilisateurs et fabricants d'envisager d'adopter
les essais d'immunité appropriés et spécifiés dans cette norme (lors de futurs travaux ou
révisions d'anciennes normes).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-12: Testing and measurement techniques —
Oscillatory waves immunity test

1 Scope

This section of IEC 61000-4 relates to the immunity requirements and _test methods for
electrical and electronic equipment, under operational conditions, illatory waves
represented by:

b) repetitive damped oscillatory waves occurring mainly in_po

NOTE According to the frequencies considered in this g

switchgear.
The object of this basic standard is to_establis & ity requirements and a common
reference for evaluating in a laboratory 2 % tical and electronic equipment

— test voltage and curren
— ranges of test level
— test equipm@
— test set-up;
— test procedurg”’

This standard doe
systems. /s \nai

b0 specify the tests to be applied to particular apparatus or
give a general basic reference to all concerned product

In order to impede the task of coordination and standardization, the product committees or
users and manufacturers are strongly recommended to consider (in their future work or
revision of old standards) the adoption of the relevant immunity tests specified in this
standard.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEl 61000-4.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de la
CEI 61000-4 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I''SO possédent le
registre des Normes Internationales en vigueur.

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Premiére partie: Généra

CEl 61010-1:1990, Régles de sécurité pour appareils élect
régulation et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

3 Geénéralités
Les ondes oscillatoires auxquelles est soumis (le Atérn 3 influencer le bon

Les principaux parameétres des ondes§ i i Si ¥'concernent leur fréquence
de répétition. Celle-ci peut étre faible {(phéngme olé)\qu élgvée (salves). Les transitoires
oscillatoires isolés sont appelés «ondes—si i

Les parameét ighificatifs des phénoménes produits par cet essai sont leur temps
, leur forme d'onde oscillatoire décroissante amortie, leur

Les formes d'onde ppoduites par ces deux types d'essais sont définies en 6.1.1 et 6.1.2.
L'annexe A fournit d&s informations sur les phénomenes primaires et le choix de I'essai.

C'est aux Comités de produit qu'il incombe d'établir quel est le phénoméne pertinent parmi
ceux envisagés dans la présente norme, et de décider si I'essai considéré est applicable.

4 Deéfinitions

Pour les besoins de la présente section, les définitions et termes suivants s'appliquent. lls
concernent uniquement le domaine des oscillations transitoires et ne sont pas tous
répertoriés dans la CEI 60050(161) [VEI].

4.1
EST
matériel en essai
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